SPECTROMETRE FTIR

FTIR SERIE 600

Cary 670/Cary 620 : pas de compromis de performanc e

Agilent Technologies




Série 600

Spécifications garanties

Type
Interférometre

standard

option

38mm
alignement dynamique
mécanique , 60°

7900- 375 cm-1
50000 - 20 cm-1

57mm
alignement dynamique
sur coussin d'air , 60°

spécifications
7900- 375 cm-1
50000 - 10 cm-1

Résolution
(non apodisée)

S/N?

Enceinte standard

En option

<0.06 <0.06
15000:1 (avec75% att) p-p
15000:1 p-p 56000:1 ( avec 0% att)

scéllée et desséchée

purgée ou tropicalisée

purgée

Convertisseur A/D

dynamique

delta sigma 24 Bits

delta sigma 24 Bits
Dual ADC en standard

Port externe
( en standard)

1: Res 4 cm-1, 5 sec

~£%- Agilent Technologies




SERIE 600 -IR : GAMME SPECTRALE

* Possibilité de changer la séparatrice (extension vers le proche et le lointain infrarouge)

400 800 2500 25000 (nm)
50000 25000 12500 4000 400 (cm?)

Deuterium (50000-25000 cm™1)

Xenon (40000-10000cm-?)

Sources ~ Tungsten-Halogen (25000-2100 cm?)

I Quartz uv (50000-4000 cm)
Separateurs Quartz PIR (20000 -2800 G2y T
& © Csie000-225cmy
faisceau
EEPNIT RA46 (54000-11500 o)
IERWIT 128 (54000-15400 cm)
PMT 166 (62500-31250)

Silicium (25000-8600 cm?)
Détecteurs ~ PbSe (11000 - 2000 GrE

DTGS Far IR (600-20)
Si Far IR (600-10)

' Agilent Technologies




Réponse AGILENT présentation détaillée du 670
SERIE 600 - IR : Une plate forme UNIQUE

) ) Dual A/D Converters
Détecteurs lock-in Digitiseur 24 bits Port

emission/externe

Zone de stockage
des séparatrices

Source IR avec miroir
rétro- réfléchissant

Filtres d’atténuation internes

Enceinte scéllée &
desséchée ou
purgée

Compartiment
échantillon avec
systeme « LockDown »

Filtre polystyréne interne

Interféromeétre de Michelson 60°

Agilent Technologies




SERIE 600 - IR : POINTS FORTS

Exactitude quelles que soient
les conditions
environnementales

Encore plus énergétique

Energie / Qualité / Exactitude....

Agilent Technologies



SERIE 600-IR : SOURCE Mid-IR Duraglow™

PUISSANCE IR DISPONIBLE :

A: Source refroidie a Air
B: Source refroidie a Air+ miroir rétro-réfléchissant

collection
optics .

A B

Infrared
Source

Retro-reflector

Retro-reflector

« Source IR Duraglow™: Source céramique refroidie a I'air + un miroir rétro-réfléchissant
« Augmentation de la puissance IR disponible.

« Alimentation par un courant alternatif (brevet Varian) : stabilité et répétabilité lors des longues
périodes de scans

' Agilent Technologies




SERIE 600 -IR : INTERFEROMETRE

Plus d’energie.....

Traditionnel : 45° Varian : 60°

 Interférometre de MICHELSON a 60° :

* Augmentation de l'aire de projection

¢ Augmentation _de I'énergie de + 22 %
( énergie de l'interférometre étant proportionnelle a I'aire de projection)

Agilent Technologies



SERIE 600 - IR : ALIGNEMENT DYNAMIQUE

Source

Magner

Beamsplitier Laser
%, Detecrors
=
. \ - P
Fixed Mirmor \._.,_
Mirror
- i

Diypamic Aliznment
Caontrol

| -
Une stabilité a toute épreuve! Scan Conrol Detector
?Pre-.ﬁ.mp
Le laser He-Ne suit le parcours de la source.
Apres modulation par l'interférometre, il atteint les trois détecteurs du laser. Lockin
Ces signaux, assimilés a des cosinus, doivent étre en phase ! Amplifier
(P
En cas de modification de I'alignement, les piezzo situés sur le miroir fixe 1
corrigent les erreurs en temps réel et tout au long de la période de scan et Jé-D
. . e . SETT
ceci quelles gue soient les conditions environnementales ! ARV I
L’alignement dynamique est le seul moyen d’améliorer la stabilité mais est
aussi un facteur tres important dans le domaine UV-Vis ou la précision_ est '\fU\’“
cruciale.

Diara System

Agilent Technologies




Les ACCESSOIRES : MECANISME Lock-down
Facilitant 'usage de I'appareil en multi-utilisateurs

Fixer I'accessoire sur la plaque Insérer la plaque avec I'accessoire
dans le compartiment échantillon

._\:_\

Ramener la pige pour immobiliser 'ensemble

Agilent Technologies




Réponse au cahier des charges

Montage double source

2 ports externes + |1 port emission

Cinétique > 115 spectres/sec

Amene 3 fois plus d’énergie dans le compartimenté  chantillon .

=» Energie > 160 mW ( faisceau 19 mm diametre)

%+ Enceinte scellée avec compartiments purgeés :

I'optique et le compartiment échantillon sont isolé s par des fenétres ou des obturateurs de purge.

“»Roue d’ouverture 8 positions contrblée par le logic iel.

Agilent Technologies



670 : SENSIBILITE INEGALEE

Atténuation faisceau : 50%
Seule la moitié de I'énergie IR atteint le détecteur.

Atténuation faisceau : 75%

Seul le quart de I'’énergie IR atteint le détecteur.
The S/N Difference

Open beam S[N test Open beam SN test
Without ATR With ATR
15000_ 15000

o v
L E
=S g Addition
5 = of ATR
= 10000 = (80% | 10000
g ILE attenuation)
= =
5 =y >
v [T
= o
E 5000 - _ = |_5000
[} .8 .8 =
o B B 3
= =2 2 =
[¥) = =
= = = x
= = z s

[=] [=] (s

o = = ~ )
Other Warian Warian Other Varian Varian
Research 660-1R &70/680-IR Research 660-1R &70/680-IR
FT-IRs FT-IRs

3% Agilent Technologies




Réponse au cahier des charges

L'appareil est équipé de 3 sorties, une gauche, une droite , et un port d’émission

¢ Port émission

Port Gauche
Hautement
focalisé

Port droit
- Collimaté

(e

—— Compartiment
échantillon

Agilent Technologies




Réponse au cahier des charges

Le cary 670 dispose d’'un grand nombre de connectique permettant de lier des détecteurs externe

Interface recevant les
détecteurs externes

Agilent Technologies



Montage Optique

32 Editeur de méthode - non Mommé

Fichier
[Ta-bi‘e des matieres | Configuration du spectromeétre I.JI";h Snectrs
=2-T Résumé de méthoe @ Parameétres configuration du spectrométre. Aide presser FL h . d d 7
T8 Paramétres commun |ﬂ Background C O IX U ete Cte U r

T8 Scan Background

0] Cintique "lente" L Source IR |_Arriére: v e —— A
=18 Programmation avancée [résum e d e m et h O d e

T
=~ Microzcope
=

[ Motes Configuration instrument m Iors de Ia Création

18 Callects Séparatice | KBr s ! 3
T8 Calcul spectral
12l Canfiguration du spectiomé Parcours du faizceau | Internal Vl 3
A V4
Détecteur Entl: | s Chaque methOde

Auvant:

< -, = | EL et lelot ok J‘ég:'?e‘?:lrtimnantEchantillon: s pe ut étre
Liste Méthode | W )
= sauvegardé avec un

|__—1 Standard Methad - %T.clm Oureerture
Restaurer les . , < .
lien d’acces direct

= g itdavn:na;: thj ::E:dj[ﬁ? Hn Faire coincider Nouverture sounce avec la resolution selactionnée _:lr)
= @ETH 12 (%) Source |DDEH V| ,
] Diamand.cl i
L - ulterieurement

| %

: Ge.clm ) Raman/Emiszion |
2] ZnSe.clm
@ [ Microscope (3) Attenuateur de 1ot ] | i
; Mok Installzd 3
faisceau
Microscope
[ Paszage & travers i)
Position détecteur Gauche w| A
Mode Optique Tranzmizzion e j#
[ Capturer une image automatiquement avant ls Scan jr.'

Agilent Technologies




MICROSCOPIE

Réponse au cahier des charges

Agilent Technologies




Cary 610/620 microscope

Eléments standards
» Clavier direct sur microscope (1)
» Tourelle 3 positions (2)

» Cameral4d Mega Pixel VIS Avec
interface USB (3)

Facilite l'utilisation :

v’ Start direct pour le Background (a)
v’ Start direct pour mesure échantillon (b)
v Contrble flux lumineux ( c)

v' Contr6le des ouvertures (d)

v

Capture des images ( e)

5

4
c=I1A\3S
1 | | e -

= i) neE
4 = ||| W WE e

Platine manuelle ou
motorisée X Y Z
contrdlée par joystick ou logiciel

Agilent Technologies



Microscope 610/ 620: Objectifs

Tourelle “Revolver” 3 positions :

* un objectif visible (x4 en standard)
eun objectif IR Schwartzchild x15
sune position libre pour le montage d’'un autre objectif

N

Optique corrigée a I'infini

assurant une faisceau paralléle permettant ainsi un
meilleur focus donc une meilleure précision sur
I'échantillon et I'adjonction d'accessoires entre la tourelle
porte-objectifs et la téte d'observation ( polariseurs...etc).

Compatible avec tous les objectifs « corrige a I'infini »
type olympus ou autre..

o —

Faisceau collimaté

Polariseurs

Fixe ou rotatif
Focus Plus pointu visible ou IR

Agilent Technologies




Cary 610/620 microscope

3 modes de mesures:
» Avec objectif de type Schwarzchild
Reflection Transmission

> Mesure en réfexion ' I

> Mesure en transmission

> ATR Ge livré en standard

Condenser

Flexibilité et utilisation simple :

v' Pas d’'objectif additionnel nécessaire pour passer
d'une mesurede RaT

v ATR “slide —on” : vient se monter sur I'objectif

Agilent Technologies



Microscope 610 / 620 en quelques points

< Optigue totalement réfléchissante  : améliore le rapport signal sur bruit et I'énergie assurant une
meilleure sensibilité et acquisition des données plus rapides

<+ Source Ultra lumineuse blanche LED  amenant une illumination treés importante , idéal pour les
échantillons a faible réflexion ( noir)

% Ouverture motorisée “vue totale”  via un masque en mode visible

- Motorisé
- Orientable
- Avec ouverture variable

Agilent Technologies




Cary 610/620 microscope

LES DETECTEURS

» Deétecteur simple elément 50/100/250 ym
MCT standard

» Upgrade vers Cary 620 (FPA)

Flexibilité de gammes :
v' 12,000 - 650 cm1
v' 12,000 — 450 cm

Agilent Technologies
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En Bref : 3 modes de fonctionnement

| : Simple point

Interét pour un spectre ou
quelques un dans des zones
differentes de I'échantillon

2: Cartographie Simple point S

Acquisition automatique des
spectres un par un sur une grille
définie .Une centaine de points
peut prendre plusieurs heures

3: Imagerie (avec un FPA)

Avec un detecteur FPA, jusqu’a
16,384 spectres peuvent étre
enregistrés simultanément en
une fois.

.

.....
»*e
eee Bee-
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ddds

o0 | O O T
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Cary 620 imaging

Résolution spectrale :
résolution nécessaire pour résoudre 2
bandes absorption avec la méme
intensité

Exemple: resolution spectrale : 2 cm?
le miroir mobile doit parcourir une distance de 0,5 cm

Agilent Technologies




Flexibilité / champ de vue FOV

Le plus grand champ de vue Agilent est 2.4 x 2.4 mm

Avec objectif 4x IR (a 19um pixel size)

CHOIX

Controle logiciel
Avec optique haute résolution Agilent

Le plus grand champ de vue agilent 700x 700 pm

Avec objectif 15x IR (a 5.5um pixel size)

Le plus grand champ de vue agilent 140x 140 pm

Avec objectif 15x IR objective (a 1.1Tum pixel size)

Le plus grand champ de vue agilent 211x 211 pm

Avec objectif 25x IR objective (a 3.3um pixel size)

Le plus grand champ de vue agilent 42x 42 pm

Avec objectif 25x IR (a 0.66um pixel size)

et
Contréle optique
Avec
Nouvel objectif 25 x FPA
NA= 0.81 e
&g
TSTST
e o e oS S
-
o e oS S >

S S S T e e
‘o;::" (D)

-

M

C e

o

=l

O =

QX

d| OIE

Chaque pixels = |G

uvoien Q m

55x55 <E ®)

microns o =

LS

o

” % Plan échantillon




Cary 620 imaging

Haute résolution optique : via le logiciel :

1.
2.

Projection pixel 1.1 um et surface 140 pm x 140 um
Projection pixel 5.5 um et surface 700 pm x 700 pm

Optigue haute resolution contient

1.
2.

Objectif 15 x, 0.62 NA
Additionnel grossissement optique 5 X devant le FPA

Nouvelle optique haute résolution

O Grossissement 5 X
O Changement automatique du logiciel entre projection 1.1 um et 5.5 um
O Design sous brevet ( en cours) pour la distance de travail de 21 mm

Agilent Technologies




Des objectifs ...

L'ouverture
numeérique (NA)
decrit la facon

8 dont un objectif
i rassemble

> lumiére et résout
= les détails.

= NA = (n sin 0)

Une grande distance de travail permet :
- Mise au point également sur de grands

échantillons
- Large gamme d'accessoires :

=> + de souplesse et de Potentiel analytique

i =% -

jes
3 Agilent Technolo¥
15x 1 0.62 N.A

el

21 mm

\4

Pixel size:
5.5 um (normal)
1.1 um (high mag)

Objectif x15

Agilent Technologies

0.81NA

12 mm

Pixel size:
3.3 um (normal)
0.66 pm (high mag)

Objectif x25

38 mm

v

Pixel size:
19 um (normal)
3.8 um (high mag)

Objectif x4




Cary 620 Imaging - objectif 4 x IR

e Unique
* Analyse de grandes surfaces (2.4 x 2.4 cm) en une seule mesure!

0 mm

Image FTIR
Cellule

50 mm

38 mm

Micrographie
* cellule

Image IR CIBLE USAF
(50 x 50 mm) mesurée avec
4xIR objective

\ 4
Taille pixel :
19 pum (normal)
3.8 um (high mag)

Agilent Technologies




Logiciel

LOGICIEL : Resolution Pro™ logiciel complet incluant toutes les options

¢ Environnement Windows 7

« Compatibilité avec tous les logiciels  Microsoft

* Plateforme multi-utilisateurs protégée par mots de p asse

» Creéations de méthodes pour une utilisation simplifi ée en routine

* Module de cinétique intégré
Y 1. .

UPHSAMERYL FPUA T+ DPEAEEGS

* Pilotage du microscope, CPG et TGA par le logiciel s N =

* Logiciel d’analyse quantitative ;:__f ]

» Logiciel d’édition de bibliothéques spectrales gé__ ] .

- Edition de rapports ?g | ]

» Historigue spectrale sauvegardée _,,f_:;—_

- Diagnostique automatique via le logiciel gi '

du spectrométre IRTF el e i et

~£%- Agilent Technologies




Logiciel Resolution Pro: Ergonomie Geénérale

ZZ Resolutions Pro - [polystyrene.bsp]
= File  Edit Wiew Collect Transforms Aﬂa]ysns Tools \Windows Help

HOHS ¥R M s M @ P M A RE G
I"l‘“ m|Current Scan VHA Iﬁ | |—Se|ect CGuant Calibration — V| m ||—Se|ect Report Template — v| @ ||—Se|ed Script — v|

= [ polystyren=.bsp 8=  Paolystyrene Card
E! R Polystrrene Card
e

i
‘v'\.f\» Interferogram B8
| P Ecran Graphique
= @‘ History
H [+ 3 Compute 5=
-3 Ratio
ER -}e Truncate

- |n¥] 1D
E-,I Time
E’ Spectame

E! BB Open Background % -
- [+ Spectrum

- Eﬂi PtSep

- [B8] StartPt 2=
- [aH] Mpts
Y] DataArray
- [#H] DataArrayByIndex 1=
Softwareversion
E—J@‘ Created kJ‘\_’\
-3 Scan

[+ Interferogram

Absorbance
i

EE hin] Wavenumber

T
me MName Spectrumn History

----.UnlqueID T T T T L . D L L . L . . . . .
2] History 3800 3600 3400 3200 3[][][] EBUU EGUU 2400 EEUU ZUUU 18[][] ‘IEUU 14UU 12[][] 1[][][] BUU 600 4

SpectMame
E’ " Truncate

----- Q Mulh—Spech'aI Documentl
“Pulyslyrene Card Eﬂ Done
2 Open Background —

|~

i =]

Feuille de Travalil

e

Tracabilité sur échantillons ( historique complet)

For Help, press F1

Copyright © 1993-2008 Varian, Inc.
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LOGICIEL Resolution Pro™ 5.0 : flexibilité d’utilisation

EB Editeur de méthode - non Nommeé

Fichier
|Tﬂh§e des matiéres | Scan Background l_M on
= T Résumé de méthoe @ Parametres utilisés lors du background, Aide presser F1
T8 Paramétres commun !ﬂ Background
Scan Background Paramétres Background ‘+‘Suivi Wil
A INEOE e L Mam du spectre du Background
|+ 1._31 Programmation avancée jrésum
CURRENT{1} ..E',' Microscope
Propriétés du background
Status = Bxsts
Collect Date = Wednesday, Movember 19, 1597 16:40:54 [ oK ]
RES =4
Background Scans = 32
< I | UDR=2 [ Aide |
— s Zero Filling Factor = Auto
|'-_|+!5.t€.- Methode Unique 10 = 001B7823-34730063
2] Standard Method - %1 cim ot deponts 00
2] Standard Method - Abs cim | Restaurerles |
¥ [ Advanced Methods {4)
== ATR (3)
[5) Diamond.clm ~
& Gegm , Le background peut étre :
&3 [] Microscope {3) . a e o
[#-[ Cther methods (7} 1 Enreqistrer le Backaground aprés 'ir" 'SOlt reallse a Chaque fO|S
Mouveau Backaground 1 . , 1
Enregistrer le Background dans le document cuvert d -SOlt en reg |Stre et rappele
Enregistrer le spectre du Background dans un nouveau document rsous jri
Assurant une totale flexibilité
Backaround sxstant , . .
Charger un spectre Background existant -jr..' danS Ia reallsatlon deS
spectres

- =

- Agilent Technologies



LOGICIEL Resolution Pro™ : Fonction « Reprocess »
(possibilité de pouvoir retraiter les spectres a par tir des interférogrammes originels)

2% Resolutions Pro - [antifreeze.bsp]
%File Edit View Collect Transforms Analysis Tools Windows Help o

oRBX0mEBYE -oMalt ¢ NPBABE§®

x

o

l’i m|Currerrt Scan w | l& Im I’ Select Quant Calibration — “ I— Select Report Template — v| Q I — Select Seript — ~ |

- =l
& § antifreeze.bsp )
o
i
300 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800
Wavenumber
100="Correcte T
Fiatio
80— Truncate
Absorbance to XTr
i STOF
£ 60—
£
c
= 40 Vsl A
) U \// \\//\/\/W =
20-
[],
e 3E;[][] o EEIEIEI o I34I[][I]I I ISZIUE] o ISIJIUi] o ZE;EIEI o ZEI[][] I 24‘[][] o 22‘[][] o ZE:EIEI o I1E;[][I]I I IWE]![][I] o I141IUi] o ‘12‘[]&] o I1E:[][I]I I IEIUUI I
Wavenumber
MName Spectrum Histary
Truncate
“Antiireeze Im Dane ‘
2 ATR Background [
. y . . ag .
Permet de remonter jusqu’au signal initial
yd L]
avant Transformee de fourrier ... permet
. g, s .
une totale flexibilité dans le traitement des
spectres
Maodify post_ﬂ:\lect processing parameters of selected spectra Copyright © 1933-2008 Varian, Inc,

by Agilent Technologies




LOGICIEL Resolution Pro™ : Recherche automatique

Resolul'i(ms Pro - [polystyrene.bsp] g@
P OHLXR I MRS oM @ RN ARES® . Recherche par

- o cument Scan <A [ | [~ setect Quant Cabration = 91| 8B | [~ Select Repot Templte - v iy || Select Scrpt - TE] .
- ' ' ‘ : algoritm de calcul,
& @ polystyrens.bsp 6=
Algorithm
- A —— avec masque
(O Mbsolute value () Comelation
O Deiivative
= - pour bande de
Bassline comect?
. e COZ2 ou autres,
i sur les
3=
Hitstokeep [30 | [Jkeepal H H A
4 A bibliotheques
Libraries to search:
D_epa_B
: 10000 spectres
" offerts
\ | 3485 entries will be searched S ——
" 300" 3500 3400 3200 3000 260D 2600 2400 2200 2000 1800 160D 1400 1200 1000 800 ‘s‘n'u\A‘ feseach .
Wavenumber . Seaich Done Help Ou Blorad
MName Spectrum Histary Hitlist \
T
“Pulyslyrene Card l_—M[l DDH’:"CNE Hits = 30
2 Open Background [ Hits =0 Ou ST \J apan
7 Polystyrene Card
L AL
MName Spectrum Copyright
1: 017 D_poly8(108) POLY[STYRENE), MONOCARBOXY TERMINATED Copyright
[AVG MY 250,000] 2003
JMM 2. 0.20 D_polyB(72) POLY[STYRENE) Copyright
é& éﬁ;* IZI]I]3
3 0.22 D_paky{111) POLY[STYRENE), DICARBOXY TERMINATED Copyright
[AVG MY 100,000)] 2003
4: 0.23 D_poly8(118) POLY[STYRENE]) [6.5% IN BENZENE) Copyright
P 2003
5. 0.31 D_poly8(155) SYTYRENE/BUTADIENE [85% STYRENE) Copyright
2003
6: 0.37 D_poly3(74) STYRENEACRYLONITRILE [ACRY 25%] Copyright
A .. ll2003
7: 0,39 D_poly8(73) STYRENEJACRYLONITRILE JCupyright
L4 . Jl2003

- Agilent Technologies




Quantification : Droite Etalon

=% Resolutions Pro - [fructose.bsq]
BE@ rile Edit View Collect Transforms Analysis Tools \Windows Help — 5] x

*loeHS X O D ivEme s -eM @l 2 NPT MARE S
‘i l»x|cument5can "HA m“fmcmse ~| EZ& il—Seled Report Template — v|é—é il—SeIed Seript — ~ =

A =] 24—
& & fructose.bsg hfcs{15)
2.2

Quant Validation Plot for sugar
18— R2=0.996

2 0fd
1.88

16 sugar(1060.020 1.936)

1.4-

128

Absorbance
Concentration

1.08

0.8=

06—

0.4

0.2-

0.0=

c oo 0 oo0oo0 oo loocoloooolcooclcoosloooolococloooolooooloooolooooloooolcocolooooloo c o 0 oo o o 0o o oo oo ool oo o0 oo oo
3800 3600 3400 3200 3000 2300 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 0.0 05 1.0 1.5 20 25
Wavenumber Peak Area

MName Spectrum Include in
Cluant
hfcs[15) wes 15
hfcs[20] Yes 20
hfcs[10) es 10
hfcs([5] res 5
hfcs[0] wes 1}

M oLow o =

For Help, press F1 Copyright ® 1993-2008 Varian, Inc.
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Fonctions diverses

Analysis Tools . . .
— Toutes les fonctions classiques de traitement des spectres

sont incluses dans le logiciel
I AnsmiTEnce .
REDFGEEEE' " 2 Resolutions Pro - [polystyrene.bsp] lzl@rzl
[k File Edit View Collect Transforms Analysic Tools Windows Help BEE]
Fourier Transform *oRS Y DD nEmvis - M & TR NP ARES
:-\.E tHo l"l‘ MlﬁummS:an "Hﬂ L\M ilfrudnse v & “—Se\adﬂepnrtTamplate— v|é—é il—SeIed Seript ~ v|
-
. - polystyrene bsp 8= Polystyrene Card 696.382 50
Bazeline Correct... 5 @ fuctose.sa
ATE. Correct... i
Define Reference. .. o
Spectral Subtract...
5_
AutoSubtract... 3
5
=2 4=
Average 2
Kramers-Kranig [nk] ... o
Copy Spectrum
2923 232 55 258
I:'.!fl I:l 2= 5493 16680 ARPS8 19501 B3T3 756 477 40 42
B 504 4578 l l
EEI:I 1 5 29389210 1.992 140 046 4 876 539
Truncate
0=
L e B e e B L e ]
cmooth. .. 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 4
Wavenumber
DI'FFEFEI'ItIEtE e Peak List Center Area Height LeftEdge | RightEdge ~
D | Peakl 447311 2278 0.063 469 666 1423374 | | | | Wl
ECONVOIVE... Peak?  E30377 21867 0716 572857 (616057
Peakd  |G96 382 50,388 7884 711731 BB 258
. Poakd 756473 0421 1535 791777 740 654
Advanced Options k Peaks 306478 3978 0.265 917150 881.467
Peské 1028352 3.969 0.385 1035772 1018412
. . Peak? 1069125 4647 0.2m 11099423 1056024
¥ axis units 3 Peakd (1181293 2572 0135 Nzngdn0 i7aeez
Peakd 1371784 3972 0150 11334531 1354990
spectral Calculator 3 Peakl0 1451880 18573 1724 1451078 1434071
Peakil 1432810 13291 1716 1507366 1482202
Peaki2 1601046 4876 0600 1623095 1585127
Peakld  [1802847 2237 0091 1823691 1767044
M Peaki4 1871192 2.060 0.080 11890.235  |1857.445
PeskiE 1942500 2970 0114 [1971.245 1925918 | | =
For Help, pressF1 Copyright @ 1993-2008 Varian, Inc.
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Cinetigue

Kinatics

Kinetics |'I"|me Res | Electronics | Optics | Advanced | Background/Basis | Comptations

Acces aux cinetiques simples , un

Functional Groups

(%) Constart Time Res. () Advanced Time Collect

Time Resolution: | | seconds
lengthof Run: (30000 | |seconds (v
Delay Before Start: |0.000 seconds
Create R
Trigger )
Time Before Trigger: |f|'-1}ﬂ' | seconds Caloulate
[ Realtime data process and display (%) Gram-Schmidt Chromatogram

Display Parameters () Total Absorbance

_—

"

Aide|

.
() () e sk ) [reem ] [ [

l

Acces direct a la Mesure

temps identique d’acquisition (écran
1), ou par partie ,temps différents
durant la mesure ( écran 2) avec
créeation de plusieurs groupes
fonctionnels possible

Kinetics

Kingtics | Time Res | Electronics | Optics | Advanced | Background/Basis | Computations |

Cument Time Resclution Section Parameters

Time Resolution: ! Seconds

Length of Run: i3ﬂ.|}|}|}

| !seconds W

Time Resolution Sections List:

Total Time Length of Run: 30 Seconds

[ Scan ] [Eackground] [ Setup

J J

Save Reset J[ Annuler J[ fide J
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Cinétique : Resultat Graphique

=% Resolutions Pro - [test cinetigue.kin]
.HE Edit View Collect Transforms Analysis Tools Windows Help

OHSKROMERC L O MG I ¢ NP LARESS
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For Help, press F1
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Cinétique : Mode 2 D

%2 Resolutions Pro - [Kinetics 3D View]
m File Edit Wiew Collect Operations Options Window Help

PoHSAR DB T - MG NPT MARESD
P [ [cument soan LA fida | |- setect Quant Catibration — | £1% || - Select Report Template - vl | [~ setect Serpt — ~ =2
- %

. test dnetique.kin

1.0= Time { Minutes )= 0.9
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Cinetigue : Mode 3 D

s 3D
Collect Operations

ZZ Resolutions Pro [Kin ew]

File Edit View Options  Window Help
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Transfert des données

=% Resolutions Pro - [drinks.bsp]

I-_E_H_:File =1 View Collect Transforms Analysis Tools Windows Help

=]
El g S mEmris M A NPMARES =
5 i S HILA AR | [ructose
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Copie Directe dans Powerpoint et Excel
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LOGICIEL : Resolution Pro™ 5.2

iB Method Editor - Untitled

File

| Contents

= T2 Method Summary
T2l Commaon Settings
TEl Motes
T8l Background Scan
5l Slow Kinetics
[# T2 Advanced Setup [summary)

| Method List x

[zl E=penments Directory [11]
5] Diamond ATR.clm

2| dizable poly.clm
enable paly. clm

four zcan.clm

four scans. cim
highres.clm

hpl.clm

KEr.clm

MaCl clim
syrnmetnic. clm
ZhS5e.clm
wpenments Directary [2]
erfformance Tests [39)

[i::

Commaon Settings
@ This: page contains the most commonly used setkings, Press F1 for more help

Scan Settings

Sample Scan Backaround Scan
Mumber of Scans i4 ¢ | |4
Spectumn Mame |$u:an | |Eau:kgn:uunu:|N ame
Bezolution [cm-1] ! 4 w | j—,-"
Scan Type | Abzortbance w | j{,.ﬂ
Scan Bange (cm-1) !*”:'D i | e |?5|:I = | j,!
|Jzable range: BO00 .. 400
Accessones
Accessony I.-’-‘-.TH Cryztal " | ‘y
Mone w |

Don't zee your hardware device?  Open Instument Configuration window

LA Sean

!_G_ B ackaground

‘+‘Signal b anitar
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LOGICIEL Resolution Pro™ 5.2 :
SIMPLE D 'UTILISATION

E® Method Editor

File
[ | }\\\\\\\\\ \\\\\::
Contents | =
N \3’;}?&‘9}1}}:}1}?\\\\\\\& Common Settings SL Sean S
: ol S @ This page contains the most commonly used settings. Press F1 for more help Q. Bncigroinid :
T8l Motes =
:: 15l Background Scan :: :: - - ::
Q Bl Slow Kinetics b i :‘Smnal Monitor ::
sJ | ® [E Advanced Sstup {summary) :: Scan Settings N\ N
== =: |
AN M A A Sample Scan Bachkaround Scan :: ::
A [ = | TN A
Number of Scans |4 3 | 4 = | “ysﬁ S
Spectrum Name | Untitled | |Urtiled | A N
[t!eﬁmdmt x| ::\\\\\\\\\ ;\\\\\Q
£ DTGScm
3 New Folder (1) . g i
. —— Resalution {cm-1) |4 W | j,:"
Tableaux sim pleS Scan Type |P'bsurbar1ce v | &V
Scan Range {cm-1) |-‘H}[H} : | to |¢Dﬂ' : | ‘ij ——
Useble range: 5000 . 400 Boutons clairs
Accessories
Accessany |S'rr|gle Bounce Diamond ATR v| .,‘l,_,l
ATR Crystal | Nare v |
Diont see vour hardware device?  Open Instument Corfiguration window
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LOGICIEL Resolution Pro™ 5.2 :
INTUITIF

i Method Editor

File
s | Common Settings bl Sean
(= T2l Method Summary ) ) J
i @ This page contains the most commonly used settings. Press F1 for more help A\ Backgrind
T8l Motes =
12 Background S : .
il Sz:w gl{imn:l;ics e ) *‘S1gnal Monitor
[# T2 Advanced Sstup {summary) Scan Settings
E-:‘b' Microscope
Sample Scan Bachkaround Scan
Number of Scans 4 -~ 4 =l e
| < | 2 —
Spectrum Name | Untitled | [untited | B
[Method List x|
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z — Accessories
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ATR Crystal | Nare v |

Diont see vour hardware device?  Open Instument Corfiguration window
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